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Sposob wyznaczania wsp6+tczynnika odbicia
na wejéciu uktadu mikrofalowego

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wyznaczania wsp6tczynnika odbicia na wejsciu uktadu mikrofalowego
dla dowolnych wartosci impedancji elementéw regulowanych.

W uktadach mikrofalowych, dotaczonych do prowadnicy falowej wazna jest, dla poznania wtasnosci
uktadu znajomos¢, wartosci wspdtczynnika odbicia fali od wejscia uktadu, przy czym wspdtczynnik odbicia I'
jest funkcja dwéch zmiennych znanych impedancji elementéw regulowanych. Znane obecnie sposoby wyznacza-
nia wspotczynnika odbicia na wejsciu uktadu z dwoma elementami regulowanymi w funkcji wartosci impedanciji
tych elementéw polegajag na tym, ze mierzy sie za pomoca reflektometru warto$¢ wspdtczynnika odbicia dla
bardzo wielu, rzedu kilkadziesiat do kilkuset, wartosci par impedancji tych elementéw regulowanych.

Celem wynalazku jest opracowanie metody pomiarowej wymagajacej znacznie mniejszej liczby pomiaréw
wsp6iczynnika odbicia i umozliwiajacej proste obliczenie wartosci wspdtczynnika odbicia od wejécia uktadu dla
dowolnych wartosci impedancji elementéw regulowanych.

Wytyczony cel zostal zrealizowany zgodnie z wynalazkiem przez opracowanie sposobu wyznaczania
wsp6tczynnika odbicia od wejscia uktadu mikrofalowego z dwoma elementami regulowanymi w funkcji impe-
dancji tych elementéw. Sposéb ten polega na tym, ze ustala sie najpierw trzy dowolne impedancije pierwszego
elementu regulowanego, nastepnie trzy dowolne impedansje drugiego elementu regulowanego co stanowi razem
dziewieé par impedancji i mierzy sie dziewie¢ wartosci odpowiadajacych im wsp6tczynnikéw odbicia od wejscia
obowdu, po czym oblicza si¢ warto$¢ wspdtczynnika odbicia odpowiadajgcego dowolnym impedancjom
elementéw regulowanych w sposéb numeryczny zréwnan liniowych, wykorzystujgc dokonany uprzednio
pomiar.

Istotng zaleta rozwiazania wedfug wynalazku jest ograniczenie liczby pomiaréw do dziewigciu w poréwna-
niu z liczbg kilkadziesiat do kilkuset w przypadku niestosowania wynalazku oraz mozliwo$¢ wyznaczenia
wspétczynnika odbicia odpowiadajacego dowolnym wartosciom impedanciji elementéw regulowanych na podsta-
wie dokonanych dziewigciu pomiaréw.
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Przyktad uktadu do stosowania sposobu wedtug wynalazku przedstawiony jest na rysunku, na ktérym
badany liniowy, pasywny uktad mikrofalowy UM z elementami regulowanymi Z1 oraz Z2 dotaczony jest
poprzez prowadnice falowa PF do Zrédta sygnatu generatota G, przy czym z prowadnica falowa PF jest.
sprzezony miernik wspétczynnika odbicia I, reflektometr R. Impedancje elementow regulowanych przyjmuija
wartosci: elementu pierwszego Z; (1), 2, (?) Z; () oraz elementu drugiego Z,(*) Z, (?), Z» (). Impedancjom tym
odpowiada dziewie¢ zmierzonych wartosci wspétczynnikéw odbicia:

Tik = /2,1, 2,'%).i=1,2,3:k=1,2,3 B

Na podstawie tych pomiarow wyznacza si¢ wsp6tczynnik I'y 4, odpowiadajacy dowolnie wybranym
impedancjom elementéw regulowanych Z; (4), Z,'4). Jak wiadomo, dla dowolnych czterech impedancji jednego
z elementdw regulowanych Z(1 ), 2(2), 2(3), z!4 , przy ustalonej wartosci drugiego elementu zachodzi zwigzek:

. (P“) _F(Z)) . (F(3) _P(4))= (z (1) _2(2)) ,(2(3) _2(4))
(F(” _F(4)) . (F(Z) _1-\(3)" (Z“) _2(4)) .(2(2) _2(3))

gdzie I'%) oznacza wspdtczynnik odbicia na wejsciu uktadu, gdy impedancja elementu regulowanego wynosi
2 k=123 4

Jesli ustali sie warto$¢ impedancji Z, = Zz“), to w réwnaniu (1) po prawej stronie znane s wszystkie
wartosci Z, (k), k=1, 2,3, 4, natomiast po lewej stronie w wyniku dokonanych uprzednio dziewigciu pomiaréw
znane sq wspotczynniki Fi,ll dlai= 1,2, 3, awsp6tczynnik T4 ) jest niewiadoma.

Rozwigzujac réwnania (1), ktére jest réwnaniem liniowym, znajdujemy ten wsp6tczynnik. Podobnie
ustalajgc warto$¢ Z, = 22(2) znajduje sie wspotczynnik [‘4,2 i podobnie dla Z, = 22‘3) znajduje sie¢ wartosé
I"4'3. Nastepnie ustala sie warto$¢ Z, = Z, (4 i zmienia warto$¢ Z,, wtedy po prawej stronie réwnania (1) znane
s3 wszystkie impedancje Z, = 22“), i=1, 2, 3, 4 natomiast po lewej stronie znane sq uprzednio obliczone
wartosci I'4 ¢, I'4 2, T'4 3, a jedyna niewiadomg jest Iy 4- Po rozwiazaniu tego réwnania liniowego otrzymuije sie
warto$¢ wspétczynnika odbicia odpowiadajagcego dowolnym, wybranym wartosciom impedancji elementéw
regulowanych Z, (4), z,(4),

Zastrzezenie patentowe

~ Spos6b wyznaczania wsp6tczynnika odbicia na wejsciu uktadu mikrofalowego dla dowolnych wartosci
impedancji elementéw regulowanych, w ktérym badany uktad mikrofalowy z elementem regulowanym dotgczo-
ny jest poprzez prowadnice falowa do generatora sygnatu pomiarowego, znamienny tym, Ze ustala sig
najpierw trzy dowolne impedancje pierwszego elementu regulowanego (Z1) oraz trzy dowolne impedancje
drugiego elementu regulowanego (Z2) co stanowi dziewig¢ par impedancji elementow regulowanych a nastepnie
mierzy sig¢ za pomoca reflektometru (R) dziewigé odpowiadajacych im wspdtczynnikéw odbicia I’y ...I'y na
wejsciu uktadu a nastgpnie oblicza si¢ wartos¢ wspdiczynnika odbicia na wejsciu, odpowiadajaca dowolnym
innym wartosciom impedancji elementéw regulowanych (Z1), (Z2) w sposéb numeryczny z réwnar liniowych,
wykorzystujac dokonane uprzednio pomiary wspotczynnikow I'y ... I'y.

6 PF "?z“,"
© =0 1| s

Iil 7

Prac. Poligraf. UP PRL naktad 120+18
Cena 45 zt



	PL100789B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


